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Priifungen in den Bereichen:

quantitative Bestimmung von ausgewihlten Elementen in Oxiden, Gldsern, Aschen und Olen mittels
wellenldngendispersiver Rontgenfluoreszenz (RFA);

semiquantitative Bestimmung von ausgewahlten Elementen in Abfillen und Béden mittels
wellenldngendispersiver Rontgenfluoreszenz (RFA);

Rontgenbeugungsanalyse an polykristallinen und amorphen Feststoffen (XRD)

Gravimetrische und chemisch—physikalische Untersuchungen in Feststoffen

Innerhalb des mit * gekennzeichneten Priifbereiches ist dem Priiflaboratorium, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAKkS bedarf, die freie Auswahl von genormten oder
ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren gestattet.
Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft.

Innerhalb der mit ** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne
dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier
aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabestanden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Priiflaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAkKS) zu entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 3
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1 Quantitative Bestimmung von ausgewahlten Elementen in Oxiden, Glasern, Aschen und

Olen mittels wellenlingendispersiver Rontgenfluoreszenz (RFA) und semiquantitative
Bestimmung von ausgewahlten Elementen in Abfillen mittels wellenldngendispersiver
Rontgenfluoreszenz (RFA) *

DIN 51001 Prifung oxidischer Roh- und Werkstoffe - Allgemeine Arbeitsgrund-
2003-08 lagen zur Rontgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

DIN 51418-02 Rontgenspektralanalyse - Rontgenemissions- und

2015-03 Rontgenfluoreszenz-Analyse (RFA) - Teil 2: Begriffe und Grundlagen

zur Messung, Kalibrierung und Auswertung

DIN 51729-10 Priifung fester Brennstoffe - Bestimmung der chemischen Zusam-
2011-04 mensetzung von Brennstoffasche - Teil 10: Rontgenfluoreszenz-
Analyse (RFA)

DIN EN 15309 Charakterisierung von Abféllen und Boden - Bestimmung der elemen-

2007-08 taren Zusammensetzung durch Rontgenfluoreszenz-Analyse

DIN EN 62321-3-1 Verfahren zur Bestimmung von bestimmten Substanzen in Produkten

2014-10 der Elektrotechnik - Teil 3-1: Screening - Blei, Quecksilber, Cadmium,
Gesamtchrom und Gesamtbrom durch Rontgenfluoreszenz-Spektro-
metrie

2 Gravimetrische und chemisch-physikalische Untersuchung in Feststoffen *

DIN EN 14346 Charakterisierung von Abfallen - Berechnung der Trockenmasse

2007-03 durch Bestimmung des Trockenriickstandes oder des Wassergehaltes

(hier: Verfahren A - Trocknung bei einer Temperatur von 105°C)

DIN EN 15169 Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glihverlustes in Ab-
2007-05 fall, Schlamm und Sedimenten

DIN EN ISO 26845 Chemische Analyse feuerfester Erzeugnisse - Allgemeine Anforde-
2008-06 rungen an die nasschemische Analyse, Atomabsorptionsspektro-

metrie (AAS)-Verfahren, Atomemissionsspektrometrie mit Anregung
durch ein induktiv gekoppeltes Plasma (ICP-AES)
(hier: Abschnitt 9 - Bestimmung des Gliihverlustes (gravimetrisch))

3 Réntgenbeugungsanalysen an polykristallinen und amorphen Feststoffen (XRD) **

DIN EN 13925-2 Zerstorungsfreie Prifung - Rontgendiffraktometrie von polykristallinel
2003-07 und amorphen Materialien - Teil 2: Verfahrensablaufe
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verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europaische Norm
ISO International Organisation for Standardisation
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